
7. SafeTRANS
Industrial Day 

19. November 2009

Veranstaltungsort

EADS Gebäude 
Claude-Dornier-Str.

88090 Friedrichshafen, Immenstaad

Kontakt

Telefon: 	0441 / 9722 531
Fax:	 0441 / 9722 502
E-Mail: 	 katja.bonhagen@safetrans-de.org

7. SafeTRANS
Industrial Day 

Der SafeTRANS bietet neben 
hochkarätigen Fachvorträgen die 
Möglichkeit mit Experten über 
aktuelle Themen und Frage-
stellungen zu diskutieren. 

Thema des 
7. SafeTRANS Industrial Days:

Modellbasiertes Testen 
und Testautomatisierung

SafeTRANS Office
Katja Bonhagen
Escherweg 2
26121 Oldenburg
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Diskussion und Ergebnissicherung
Diskussion und Ergebnissicherung

Prof. Dr. H. Dämbkes, EADS
Prof. Dr. W. Damm, SafeTRANS

Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl bitten wir 
um eine Anmeldung bis zum 12. November 2009. 
SafeTRANS Mitglieder werden bei der Teilnahme 
bevorzugt. 

FAX-Antwort an 0441 / 9722 - 502

Hiermit melde ich mich zum 
7. SafeTRANS Industrial Day an: 

*Der Beitrag wird nach Anmeldung in Rechnung gestellt. Bei 
einer Anmeldung nach dem 12.11.2009 kann die Teilnahme-
gebühr leider nicht zurückerstattet werden. 

Mehr Informationen zum Programm finden Sie  unter:
www.safetrans-de.org/de_7_Industrial_Day.php

Name, Vorname

Firma / Institution

Rechnungsanschrift

Telefon / E-Mail

Ort / Datum Unterschrift

SafeTRANS  Mitglied
Andere

50 €
200 €

Mehr Informationen zum Programm finden Sie  unter:
www.safetrans-de.org/de_7_Industrial_Day.php

Verifikation einer sicherheitskritischen 
Anwendung im Automobilbau
Dr. T. Rambow, Ford Forschungszentrum GmbH

J. Herrmann, Daimler AG

Deployment  of  Model-Based  
Technologies  to  Industrial  Testing - 
the D-MINT Project

Vom Fahrprofil zum Testfall: Domä-
nenspezifische Modellierung und 
Generierung von Testfällen
Dr. R. Pinger, Siemens AG

Kafeepause und Networking Kafeepause und Networking

Dr. R. Eschbach, Fraunhofer IESE

Risikobasiertes statistisches Testen 
sicherheitskritischer eingebetteter 
Systeme

Prof. Dr. Ina Schieferdecker, Fraunhofer FOKUS

Risiko-orientiertes Testen - 
Möglichkeiten und Grenzen der 
Automatisierung

Model-Based Testing for Critical 
Functions on Architecture Level 
- Vision, Concepts and way forward 
in Aeronautical Engineering -

Modellbasiertes Testen im Kontext
J. Philipps, Validas AG

A. Mauritz, EADS

12:35 Mittagspause


